Laborismertetd
Elektronmikroszkopos Vizsgalathoz

Elektronmikroszkdépok meghatdrozo szerepet jatszanak a szervetlen és szerves anyagok
Laboratoriumunk eszkozei ¢és mintaelOkészitd berendezései lehetdséget biztositanak
szervetlen és szerves mintak korszerli anyagvizsgalatahoz. Az elektronmikroszkopos képek
mindségi kiértékléséhez kiilonbozo adatelemzd szoftverek allnak rendelkezésiinkre.

Késziilékek és rendelkezésre allo modszerek

1. ZEISS EVO 40XVP pasztazo elektronmikroszkop (SEM), amely alacsony vakuumban
(1- 750 Pa) nedves mintak vizsgalatara is alkalmas. A mikroszkop legnagyobb nagyitasan 3.0
nanométeres (nm) felbontas érhetd el morfologiai képeken. A miiszeren 1év6 energia
diszperziv spektrométerrel a bortdl elemanalizis végezhetd 10 mikronos térbeli felbontassal.

2. Morgagni 268D transzmisszios elektronmikroszkop (TEM). A legnagyobb, 200 000-
szeres nagyitason 0.5 nm-es pontfelbontas és 0.35 nm-es vonalfelbontas érhet6 el.
Elektrondiffrakcios izemmodban a nanoméretii anyagok fazisa is meghatarozhat6. A
miuszerrel fémek, fémotvozetek, polimerek, asvanyi anyagok és biologiai mintak egyarant
vizsgalhatok.

Mintaelokeszites

Mintaval szembeni kovetelmény, hogy elektromosan vezetd, illetve TEM vizsgalathoz 100
nanométernél vékonyabb legyen. Nemvezetd mintdk a laborban rendelkezésre allo
vakumgo6zold és aranyozozd berendezésekkel vezetdvé tehetdk. Pormintdk TEM
vizsgalatdhoz rendszerint alkoholos szuszpenzidt készitettiink, amit Lacey carbon
rézrostélyokra helyeziink és szaritunk. Tombi anyagok TEM vizsgalatahoz rendelkezésiinkre
all egy Leica ultramikrotom, egy IV Technoorg Linda ionsugaras vékonyitdo és egy
kritikuspont szarito.

Képfeldolgozas és minoségi elemzés

SEM ¢és TEM vizsgéalatok soran képeket készitliink, amelyek a vizsgdlt anyagra jellemzd
morfoldgiai, topografiai, kémiai Osszetételi és szerkezeti informdciokat tartalmaznak.
Képfeldolgozas folyaman tovabbi részleteket kapunk a mintardl. Tobbek kozott
meghatarozhatjuk a minta pontos Osszetételét, a szemcsék méretét és eloszlasat, a mintat
alkoto fazisokat, illetve atomi skalan szerkezeti informaciokat szerezhetiink.

Alkalmazasok

Elektromikroszképokkal fémek, fémotvozetek, polimerek, asvanyi anyagok és biologiai
mintak egyarant vizsgalhatok. Morfologiai, kémiai Osszetételi és szerkezeti informacidkat
szolgaltatnak anyagtudomdnyi alkalmazasokban. Biologia ¢és kapcsolodd tudoméanyok
teriiletén tobbek kozott novények, rovarok és mas mikroszkdpos organizmusok szubmikronos
jellemzését teszik lehetové.



Specidlis alkalmazdsok

-Szol-gél modszerrel eldallitott nanoszemcsék vizsgalata 0j tipusu festékadalékok, magneses
tulajdonsagu és gyogyszerhordozo anyagok kifejlesztése céljabol.

-Polimerekbe adalékként bekeverheté funkcionalizalt nanocsovek mindsitése vezetd-
polimerek kialakitasdnak céljabol.

-Katalizatorként alkalmazhato 0j tipusi nanoméretli anyagok és szénnanocs6 ndvesztésre
alkalmas katalizatorok mindsitése szuperkapacitasok kialakitasa céljabol.

-Korroziovédelemre alkalmas rétegek mindsitése. Kromathelyettesit6 (cink-difoszfonat,
szilan, cérium-oxid) rétegek homogenitasanak €s szerkezetének vizsgalata.

-Antibakterialis hatasti nanoanyagok mindségi és mennyiségi jellemzése.
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